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 Measurement of the conductivity for metal thin films at 
microwave and millimeter-wave frequencies - Balanced-type 

circular disk resonator method 
(IEC 63616:2025) 

 

Mesurage de la conductivité des films minces métalliques 
aux hyperfréquences et aux fréquences à ondes 

millimétriques - Méthode du résonateur à disque circulaire 
de type symétrique 
(IEC 63616:2025) 

 Messung der Leitfähigkeit von Metalldünnschichten bei 
Mikrowellen- und Millimeterwellenfrequenzen nach dem 

symmetrischen Kreisscheibenresonatorverfahren 
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